
Z-ADUSTABLE PROBES 
• 大批量生产和供应变阻抗测试探针 

• 最佳选择用于激光微调和开尔文电阻测量 

• 微波测试探针可高达 2GHz 及边缘接触型测试探针 

• 标准件及可折叠型探针用于复杂几何型状探测 

• 背靠背探针或直线型探针用于开尔文测量 

变阻抗测试探针 
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